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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на (полупроводниковые 
диоды СВЧ смесительные и детекторные и устанавливает метод 
измерения коэффициента стоячей волны по напряжению Kc?v 
в диапазоне частот от 0,3 до 300 ГГц.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3408—81 (ом. справочное при­
ложение) [I Публикации МЭК 147—2 К в части принципа измере­
ния.

Общие условия при измерении должны соответствовать требо­
ваниям ГОСТ 19656.0—74 и настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Условия и режим измерения—*по ГОСТ 19656.0—74.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. АППАРАТУРА

2.1. Коэффициент стоячей волны по напряжению измеряют на 
установке, структурная схема которой приведена на чертеже.
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ГОСТ 19656.1— 74 С тр. 2

GW—генератор СВЧ мощности; PF—частотомер; WS—феррито­
вый вен-тиль; WU—переменный аттенюатор; PW—измеритель 
мощности; Я—индикаторный прибор; WI—измерительная линия 
или рефлектометр; XW—измерительная диодная камера; R—ре­

зистор нагрузки по постоянному току.

2.2. Значение нагрузки диода по постоянному току R долж­
но быть установлено с относительной погрешностью, не выходя­
щей за пределы ±  1 %.

2.1. 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.3. (Исключен, Изм. № 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Устанавливают заданный режим измерения, настраивают 
измерительную линию, и в измерительную диодную камеру встав­
ляют измеряемый диод.

3.2. Передвигая зонд, отмечают максимальное амакс и мини­
мальное аМин показания индикатора измерительной линии.

3.3. Определяют К<т и по формуле (при квадратичном де­
текторе)

3.4. При использовании рефлектометра K n v  определяют по 
формуле (при квадратичном детекторе).

I f  __  а пад ±  а т р  
^ с т Г  ~ ~  Г ~~ —  *

"г Япад I а отр
где аПаД — показание индикатора, пропорциональное падающей 

мощности;
а0тр — показание индикатора, пропорциональное отражен­

ной мощности.
3.3., 3.4. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

4. П О КА ЗА ТЕ Л И  ТОЧНОСТИ ИЗМ ЕРЕНИЙ

4.1. Погрешность измерения /коэффициента стоячей волны по 
напряжению в диапазоне частот от 0,3 до 37,5 ГГц должна быть в 
пределах ±10% с доверительной вероятностью 0,997. В диапазоне 
частот от 37,5 до 300 ГГц погрешность измерения должна соответ­
ствовать установленной в стандартах или технических условиях 
на диоды конкретных типов.

4.2. Расчет показателей точности — по нормативно-техничес­
кой документации.

Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
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Стр. 3 ГОСТ 19656.1— 74

П Р И Л О Ж ЕН И Е

Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 19656.1— 74
СТ СЭВ 3408— $1

ГОСТ 19656.1—74 соответствует ип. 1.2; 1.3; 1.4 СТ СЭВ 3408—81. 
(Введено дополнительно, Изм, № 1).
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